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Studiju kursa Tstenosanas valodas

LV, EN

Anotacija

Studiju kursa sniegtas zinas par silikatu materialu un plasi izmantotajam neorganisko
nanomaterialu fizikalajam pétiSanas metodeém. P&tiSanas metozu prieksrocibam un trikumiem,
iekartu kalibré$anu, paraugu sagatavoSanu pétijumiem, analizu rezultatu interpretaciju.
Laboratorijas darbu laika studenti detaliz&tak iepazisies ar RTG, DTA, SEM, AFM analizu
metodem.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetence€s un
prasmes

Studiju kursa mérkis ir veidot zinasanas par plasak izmantotajam silikatu materialu un neorganisko
nanomaterialu fizikalajam pétiSanas metodeém, izmantojamam iekartam. Studiju kursa uzdevumi ir
attistit kompetenci plasak izmantojamo materialu fizikalo p&tiSanas metozu joma.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstavigas literatiiras studijas. Laboratorijas darbu protokolu sagatavosana, izmantojot lekciju
materialu un literattiras zinas. Uzdevums - darba teorétiska pamatojuma sastadiSana, pgtama
parauga sagatavo$ana un iegiito rezultatu interpretacija.

Literataira

Obligata/Obligatory:

Horst Czikchos, Tetsuya Saito, Leslie Smith. Springer Handbook of Materials Measurement
Methods Springer Science + Business Media Inc. 2006.

R. E. Dinnebier, S. J. L. Billinge. Powder Diffraction Theory and Practice. SC Publishing. The
Royal Society of Chemistry. 2008.

J. L. Goldstein. Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis Third edition. Springer
Science + Business Media Inc., 2003.

K. Nakamoto. Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds 5th ed. New
York: Wiley, 1997.

Papildu/Additional:

B. Fultz, J. M.Howe. Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials Graduate
Texts in Physics Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.

K. Nakamoto. Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds Part A:
Theory and applications in inorganic chemistry (6th ed.) New York: Wiley, 2009.

M. E. Brown. Differential Thermal Analysis (DTA) and Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Introduction to Thermal Analysis. Hot Topics in Thermal Analysis and Calorimetry, vol 1.
Springer, Dordrecht. 2004.

J. F. Watts, J. Wolstenholme. An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES John Wiley &
Sons Ltd, 2003.

P. Van Der Heide. X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY An Introduction to Principles
and Practices John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey., 2012.

Nepiecie$samas priek$zinaSanas

Neorganiska kimija. Fizika.

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs

Rentgenstaru difraktometriska analize. 2 0 0 0
Diferenciali termiska un termo mehaniska analize (DTA, TMA). 2 0 0 0
Optiska (OM) un sken€josa elektronu mikroskopija (SEM) un EDS. 4 0 0 0
Konsultacija pirms kontroldarba. 1. Kontroldarbs. 4 6 0 0
Transmisijas elektronu mikroskopija. 2 0 0 0
Atomu speka mikroskopija. 2 0 0 0
OZ€ un rentgenstaru fotoelektronu spektroskopija. 4 0 0 0
Konsultacija pirms kontroldarba. 2. Kontroldarbs. 4 6 0 0
Dalinu izm&ru analizes metodes. Sietu analize un fotonu korelacijas spektroskopija. 4 0 0 0
Infrasarkana un UV-Vis spektroskopija. 2 0 0 0
Ramana spektroskopija. 2 0 0 0
SlapinaSanas lenka noteikSana. Impedances spektroskopija. 2 0 0 0
Konsultacija pirms kontroldarba. 3. Kontroldarbs. 4 6 0 0
DTA un TMA analize keramikai un stiklam (laboratorijas darbs). 4 6 0 0
OM un SEM cementam un betonam (laboratorijas darbs). 4 6 0 0




Atomu spéka mikroskopija stiklam un nanoparklajumam uz stikla pamatnes (laboratorijas darbs). 4 4 0 0
Infrasarkana un UV-Vis spektroskopija (laboratorijas darbs). 2 2 0 0
Laboratorijas darbu aizstavésana. 2 6 0 0
Konsultacija pirms eksamena. 4 8 0 0
Eksamens. 2 10 0 0

Kopa: 60 60 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vértéSana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu vertéSanas metodes

Spgj izskaidrot dazado pétisanas metozu principus un izmantojamo iekartu galvenas sastavdalas.
Parzina pétiSanas metozu prieksrocibas un trikumus.

Parbaudes veids: kontroldarbi. Kriteriji: spgj
raksturot dazado pétisanas metozu principus,
iekartas lietoSanas ierobezojumus.

Parzina teoretiskos pamatus dazadam pétiSanas metodém.

Parbaudes veids: laboratorijas darbi. Kriteriji:
izmantojot lekciju materialus un zinatniskaja
literattira atrodamas zinas sp&j sagatavot
teorétisko pamatojumu.

Parzina laboratorija pieejamo iekartu un/vai to programmatiiru izmanto$anu, lai iegitu un/vai
apstradatu mérfjjumu rezultatus.

Parbaudes veids: ieskaite par laboratorijas
darbiem. Kritériji: prot izskaidrot laboratorija
izmantoto iekartu ierobezojumus, kalibrésanu.
Spgj pamatot laboratorijas darbu secinajumus,
izmantojot lekciju laika un patstaviga darba
rezultata iegiitas zinaSanas.

Izprot dazado pétiSanas metozu fizikalos pamatus. Parzina silikatu materialu un plasi izmantojamo
neorganisko nanomaterialu fizikalas petisanas metodes.

Parbaudes veids: eksamens. Kritériji: spgj
izskaidrot noteiktas p&tiSanas metodes
fizikalos pamatus. Orientgjas iekartu
kalibrésana, paraugu sagatavosana, analizu
rezultatu interpretacija.

Studiju rezultatu vérté¥anas kritériji

Kriterijs % no kopgja vertejuma
Kontroldarbi 25
Laboratorijas darbi 10
Laboratorijas darbu aizstavésana 15
Eksamens 30

Kopa: 100
Studiju kursa planojums

Dala KP Stundas Parbaudijumi Brivas izvéles parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat leskaite Eksam. Darbs leskaite Eksam. Darbs
1. 5.0 40.0 0.0 20.0 * *




